
UKD 621.382.3 

N O R M A BRANŻOWA BN-BO 
Elementy półprzewodnikowe 3375-30.00 • ELEMENTY 

Trąnzystory małej PÓŁPRZEWODNIKOWE mocy, 
Zamiast 

małej częstotl iwości BN-75/3375-30.00 

Wymagania i badania Grupa katalogowa 1923 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wyma-, 
gania i badania dotyczące wszystkich typów tranzysto-
rów małej mocy, małej częstotliwości, przeznaczonych 
do pracy ·w elektronicznych urządzeniach powszechne­
go użytku, profesjonalnych i urządzeniach wymagają­
cych zastosowania elementów o wysokiej i bardzo wy­
soki'ej jakości. • 

1.2. Określenia - wg PN -78/T -O 1500. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Podział - wg BN-70/3375-10. 
2.2. Sposób budowy 9maczenia - wg PN-78/T-01515 

p. 2.2. Przykład oznaczenia - wg arkusza szczegóło­
wego. 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymiary - wg arkusza szczegółowego. 

3.2. Wykonanie - wg PN-78/T-01515 p. 3.2 wg 
arkusza szczegółowego . 

3.3. Cechowanie - wg PN-78/ T-01515 p. 3.3 oraz 
wg arkusza szczegółowego. 

3.4. Parametry elektryczne - wg PN-78/ T -O 1515 
p. 3.4 oraz wg arkusza szczegółowego. 

3.5. Wymagania klimatyczne - wg PN-78/T-O l 515 
p. 3.5 . 

3.6. Wymagania mechaniczne - wg PN-78/T -() 1515 
p. 3.6. 

3.7. Wymagania niezawodnościowe - wg PN-78/ 
T-01515 p. 3.7. 

3.8. Wymagania dodatkowe - wg PN-78/ T -o 1515 
p. 3.8. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie - wg PN-78/T-01515 p. 4.1. 
4.2. Przechowywanie - wg PN-78/T-01515 p. 4.2. 
4.3. Transport - wg PN-78/T-01515 p. 4.3. 

5. BADANIA 

5.1. Program i rodzaje badań 
5.1.1. Badania grupy A - wg PN-78/T-01515 p. 5.U 

oraz wg tab!. l. 

Zgłoszona przez Naukowo Produkcyjne Centrum Półprzewodników 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Podzespołów i Materiałów Elektronicznych 

UNITRA-ELEKTRON dnia 28 października 1980 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1981 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 28/ 1980 poz. 113) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1981 . Druk. Wyd. Norm. W·wa. Ark. wyd. 1,00 Nakł. 2600 + 55 Zam. 3349/80 Cena zl. 5.40 
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5.1.2. Badania grupy B -- wg PN-78/T-OI515 p. 5.1.2 

oraz wg tab!. 2. 
5.2. Pobieranie próbek -- wg PN-78/T-OI515 p. 5.2. 

5.3. Opis badań -- wg PN-78/T-OI515 p. 5.3 oraz 
wg a rkusza szczegółowego. 5.1.3. Badania grupy C -- wg PN-78/T-OI5ł5 p. 5.1.3 

oraz wg tabll 3. 
5.1.4. Badania grupy D -- wg PN-78/T-OI515 p. 5.IA 

oraz wg tab!. 4 na str. 5 i 6. 
5.4. Ocena wyników badań -- wg PN-78/T-01515 

p. 5A. 

Rodzaj . 
badan@ 

Podgrupa Al 
Sprawdzenie wy­
miarów (głów­

nych) 

Sprawdzenie wy­
konania obudo­
wy 

Sprawdzenie 
prawidłowości 

cechowanie 

Metoda 
badania 

wg 
PN-78/ 

T-OI515 

2. 

5.3.2 

5.3.3 

5.3.6 

Tablica l 

Plany I warunki badań 

Poziom jakości III Poziom jakości IV Dane wg 
~----_,r_--------t-------,_--------~~----~--------_t------_,r_------__i arkusza 

POzilftTl jakości [[ Poziom ja kości l 

pozIOm warunki pOZIO!11 warunki pozIOm warunki . pll7.l0m warunki szczegóło-
kontroli kontroli kontroli kont roli 

badania badania badania hadania wego 
I AQL AQL I AQL I AQL 

3 4 5 6 7 8 9 

II; 2.5 II: 2,5 II; I.5 II: 1.0 

lO I l 

sprawdza­
ne para­
metry 
geome­
tryczne 

~----------+-----~----~------~----~~------4_.--~~------_+------r_~----1_------~ 
. Podgrupa Al 
Sprawdzenie 
podstawowych 
parametrów ele_' 
ktrycznych 

leBU lub I n s. 

U1BRJ ('BO. 

UIBRI CES. 

UIBRI CEP lub 
UI8RI CER, 

UIBR) EHO. 

hllE lub h21 ••• ł') 

Podgrupa A3 
Sprawdzenie 
drugorzędnych 

parametrów ele­
ktrycznych 

fr. C CBO, 

C EHO,') 

UBł:. Vet." .w/, 

ll BE .\1It 

Podgrupa A4 
Sprawdzenie pa­
rametrów ele­
ktrycznych w 
temperaturach 
innych niż nor­
malna tempera­
tura otoczenia 

Ic-HO I u b J "':.1 

II : 1.5 
5.3.7 

l; 2.5 
5.3.7 

5.3.7 

wg PN-74/ 
T-Ol 504.00 

wg PN-74/ 
T-Ol 504.00 

II ; 1,0 

II; 1.5 

Znak - oznacza. że badania nic przeprowadza Się. 

~g PN-74/ 
T-Ol 504.00 

wg PN-74/' 
T-Ol 504.00 

II; 0.65 

• 
l I: 1,5 

l; ~ .5 

wg PN-74/ 
T-Ol 504.00 

wg PN-74/ 
T-Ol 504.00 

wg PN-74/ 
T-O 1504.00 

II: OA 

II : 1.0 

wg PN-74/ 
T-O 1504.00 

wg PN-74/ 
T-O 1504.00 

wartości 

gramczne 
spraw­
dzanych 
parame­
trów de­
trycznych 
I warunki 
ich po­
mIaru 

wartości 

gramczne 
spraw­
dzanych 
parame­
trów ele­
ktryczc 
nych I 

warunki 
ich po­
miaru 

(; 1.5 tempera-
wg PN-74/ tura oto-
T-O 1504.00 czcma , 

wartości 

grallIczne 
spraw­
dzanych 
parame­
trów cie­
k trycz­
nych I 

warunki 
ich po­
mlaru 

Nie wypełniona rubryka w kolumnie - warunki badania - oznacza normalne warunki atmosferyczne. 
I) Dla tranzystorów o niskim kontrolowanym pOZiomIe szumów. 
' ) Tylko dla tranzystorów przeznaczonych do wzmacllIaczy stopni wejściowych. 
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. Tablica 2 

Plany I warunki badań 

Metoda Poziom jakości lU Poziom jakości IV 
Rodzaj badania badania , Dane wg arkusza szczegółowego 

wg PN-lX/ 
poziom 

warunki 
poziom 

warunki 
T-01S15 

kontroli 
badania 

kontroli 
badania 

I AQL I AQL 

I 2 J 4 S 6 7 

Podgrupa Bl S-4: 1.5 SA: 1'.0 
Spru wdzenie wy t r/y- 5.3.21 rodzaj I szczegółowe warunki bada-
małości mecha nielllej ma wartości ob~iążeń 

wyprowadzeń 

Sprawdzenie sZe/cI- S.J.27 . rodzaj badania. dopuszczalny po-
ności zlOm nieszczelności lub zakresy war-

tości I warunki pomiaru sprawdza-
nych po badaniu parametrów ele-
ktrycznych 

Podgrupa 82 S-4: 1.5 S-4: I .0 
Sprawdzenie lutowlloŚ- 5.J.5a) temperatu- temperatu- -
CI wyprowadzeń ra lutowia ra lutowia 

23So(' 23So(' -
Podgrupa 83 S-4: I.S · S-4: 1.0 
Spra wdzcnie wy t I'/.y- 5 . .1.17 1000 mm 1000 mm położenie elementu w czasie spada-
małóści na spadki swo- XS xS ma: zakresy wartości I warunki po-
bodlK . miaru sprawdzanych po badaniu pa-

rametrów elektrycznych 

Podgrupa 84 - S-4: 1,0 
Sprawdzenie wy t r/.y- 5.3.16 1470 m/s' sposób mocowama korpusu lub wy-
małości na udary WIL'- IOOox3 prowadzeń elementu: zakresy wartoś-
lokrotne CI I warunki pomiaru sprawdzanych 

po badaniu parametrów elektrycz-

... nych 
, 

Podgrupa 85 SA: I .S 
, 

SA: 1,0 

Spra wdzenie wytr/y- .:U . 12 -55/125°(' -55/125°(' zakresy wartości I warunki pomiaru 
malości na nagłe zmia- lub lub sprawdzanych po badaniu parame-
ny temperatury -55/155°(' -55/15So(' trów elektrycznych 

Podgrupa 86 S-4: 1.0 S-4: 0,65 
Spra wdzenie odp()rIlOś- 5.3.22 25°('; 25°('; metoda badania. warunki obciążenia, 
CI na narażl'nia ek- 100 h 100 h zakresy wartości I warunki pomiaru 
ktryczne sprawdzanych w czasie I po badaniu 

parametrów elek trycznych 

Znak - o/nucza, Je hadania nil' prt.eprowadza S1~. 

Nie wypclnion" rubryk" w kolumnie warunki badania - oznacza nornullne warunki atmosferyczne. 

Tablica 3 .. 
, 

Metoda 
Plany i warunki badań 

badania Poziom jakości I Poziom jakości II Poziom jakości IJJ Poziom jakości IV 
Rodzaj Dane wg arkusza wg 
badania 

PN-78/ 
poziom poziom pOZIOm ppZlOm szczegółowego warunki warunki warunki warunki 

T-01515 
kontroli kontroli kontroli kontroli 

badania badania badania badania 
I AQL I AQL i AQL i AQL , 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 

Podgrupa ct S-3: 2,5 S-3; 2,5 - -
Sprawdzenie 5.3 .21 - - rodzaj i szczegóło-
wytrzymałości we warunkj bada- . 
mechanicznej filia. wartości ob-
wyprowadzeń ciążeń 

Sprawdzenie 5.3 .27 - - rodzaj badania, do-
szczelności puszczalny poziom . 

nieszczelności lub 
zakresy wartości i 
warunki pomiaru 
sprawdzanych po 

; badaniu parame-, 
. trów elektrycznych 
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cd. tab!. 3 

Rodzaj 
badania 

f 

Podanlpa e2 
Sprawdzenie 
parametrów 
elektrycznych 

Sprawdzenie 
odporności na 
suche gorąco 

Sprawdzenie 
odporności na 
zimno 

Podgrupa e3 
S(lrawdzenie 
masy 

Sprawdzenie 
trwałości ce-
chowania 

Sprawdzenie 
l utownośc i wy-
prowadzeń 

Podgl'llpa e 4 
Sprawdzenie 
wytrzymałości 

na przysp,esze-
'nie stale 

Sprawdzenie 
'. wytrzymałości . 

na uda ry (po-
jedyncze lub 
wielokrotne ) 

Sprawdzenie 
wytrzymałości 

na wibracje 
(stałe lub 
zmienne) 

Podgrupa es 
Sprawdzenie 
wytrzymałości 

na ciepło luto-
wania 

Sprawdzenie 
wytrzymałości 

na nagłe zmia-
ny temperatury 

Sprawdzenie 
wytrzymałości 

na wilgotne go-
rąco stałe 

Metoda 
badania 

wg . 

PN-78/ 

T-01515 

2 

5.3.7 

5.3.1 1 

5.3.9 

5.3.4 

5.3.6.2 

5.3.5a) 

5.3.20 

5.3.15 
lub 

5.3. 16 

5.3.19 
lub 

5.3.18 

5.3.5b) 

5.3.12 

5.3.13 

Poziom jakości J Poziom 

poziom poziom 
warunki 

kontroli kontroli 
badania 

, AQL i AQL 

3 4 5 

S-3; 4.0 S-3; 2.5 

125°C 

-400C 

S-3; 2,5 8-3; 1.5 

temperatura 
lutowia 
235°C 

S-3; 2,5 S-'. 1,5 

98 000' ) 
rn/s2 ; 

I min -

14 700 
m/ s' ; 
3x 6 

1470 m/s' ; 
3Xl000 

98 m/s'; 
80 Hz; 3 h 

98 m/s'; 
I O -i- 2000 
Hz; 1.5 h 

-
S-3; 4.0 8-3; 2,5 

temperatura 
kąpieli 

3500C lub 
2600C; 

Clas regene-
racji 2-i-6h 

-400C/125°C 

4 d 

BN-80/3375-30.00 

Plany i warunk i badań 

jakości II Poziom jakości /II 

warunki 
pozIOm 

warunki 
kontroli 

badania badania 
i AQL 

6 7 8 

S-3; 2,5 

125°C 125°C 

- 400C -400C 

-
-

-

temperatura -
lutowia 
235°C 

S-3; 1,5 

98 000') 196 000' ) 
m/s1; m/s2; 
1 mm I min 

14 700 14 700 
m/s2~ m/ s' ; 
3x 6 3x 6 

1470 m/s'; 1470 m/ s'; 
3X J 000 3X 1 000 

98 m/s'; -
80 Hz; 3 h 

98 m/s'; 98 m/ s'; 
\O -i- 2000 \O -i- 5000 
H2 ~ J ,5 h Hz; 3 h 

8-3; 1.5 
temperatura temperatura 

kąpieli kąpieli 

3500C lub 3500C lub 
2600C; 2600C; 

czas regene- czas regene-
racJ' 2-i-6 h racji 2-i-6 h 

-400C/ 125°C - 55°Cl I25°C 
lub 

-55°C/ 155°C 

10 d 21 d 

Poziom jakości IV 

poziom 
warunki 

kontroli 
badania 

i AQL 

9 10 

S-3; 1,5 

125°C 

-400C 

-
-

-

-

S-3; 1,0 
196 OOO'} 

• m/s2; 

1 min 

14 700 
m/s2

; 

3x 6 

1470 m/ s'; 
3x lOOO 

-

98 m/ s'; 
\O -i- 5000 
Hz; 3 h 

8-3; 1,0 

temperatura 
kąpieli 

3500C lub 
2600C; 

czas regene-
racji 2-i-6 h 

-55°C/ 125°C 
lub 

-55°C/ 155°C 

56 d 

Dane wg arkusza 

szczegółowego 

II 

zakresy wartości I 

warunki pomiaru 
sprawdzanych w 
czasie badania i po 
badaniu parame­
trów elektrycznych 

masa wyrobu 

, 

kierunki probier-
cze. sposób moco-
wania korpusu lub 
wyprowadzeń , za-
kresy wartości i 
warunki pomiaru 
spra wdzanych po 
badaniu paramet-
rów elektrycznych 

zakresy wartości i 
warunki pomiaru 
sprawdzanych pa-
rametrówelektrycz-
nyeh 
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cd, tabl. 3 

Metoda 
Plany i warunki badań , 

badania Poziom jakości I Poziom jakości II Poziom jakości III Poziom jakości IV 
Dane wg arkusza Rodzaj 

badania 
wg 

poziom poziom poziom pozIOm szczególowego 
PN-78/ warunki warunki warunki warunki 

kontroli kontroli kontroli kontroli 
T-0151S badania badania badania - badania 

I AQL i AQL i AQL i AQL 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 \O II -
Podgrupa C6 \-3; 25 S-3; 2.5 S-3; 1,5 S-3; 1,0 

Sprawdzenie . 5.3.22 25°C'): 25°C'); 25°C'); 25°C'); metoda badania, 
wytrzymałości 1000 h 1000 h 1000 h 2000 h warunki obciąże-

na narażema nia. zakresy · war--. 
dek tryczne \ t ości i warunki po-

miaru sprawdza-
nych parametrów 
elek trycznych 

Podgrupa C7 - - - S-3; 1,0 

Sprawdzenie S.3.~ - - - -400C lub zakresy wartości i 

wylrzymałości -55°C; warunki pomiaru 

na zimno 1000 h sprawdzanych po 
badaniu paramet-
rÓw elektrycznych 

Podgrupa ClI - S-3; 2.5 S-3; ł ,O S-3; 1,0 

Sprawdzenie 5.3. 10 - 125°C; 125°C IlIh 125°C lub zakresy wartości i 
wytrzymałości 1000 h 15SOC 155°C; warunki pomiaru 
l1a suche gorij - 1000 h 2000 h spra wdzanych po , 
\,;'u ' badaniu paramet-

rów elektrycznych 

Podgrupa C9 - S-3; 15 - -
Spra wdzeni. SJ.17 - 1000 mm X5 - - położenie elementu 
wytrzymałości w czasie spadania, 
l1a spad~ SW(l -

. zakresy wartości i 
\lodne warunki pomiaru 

/ sprawdzanych po 
badaniu paramet-
rów elektrycznych 

Podgrupa CIO S-3; 4.0 S-3; 2,5 S-3; 1,5 , S-3; ł ,O 

Sprawdzenie 5.3 . .1 sprawdzane para-
wymiarów metry geometrycz-

ne 

Znak - oznacza, że badania nie przeprowadza się. 

Nie wypełniona rubryka w kolum nie - war~ki badania - oznacza norma lne warunki atmosferyczne. 
') Jeżeli innych wartości przyspieszeń nie podaje arkusz szcugółowy . 

') Jeżeli innych temperatur nie podaje arkusz szczegółowy . 

-

Tablica 4 

Plany I warunki badań 

MelOd<l Poziom Poziom Poziom Poziom 
. 

bada- jakości I jakości II jakości III jakości IV 
Dane wg arkusza 

Rod7~lj bada!)ia I1la .' wg 
pozIOm poztom poziom poziom szczegółowego 

PN-78/ warun- warun- warun- warun-
T..() 151 5 

kontro-
ki ba-

kontro-
ki ba~ 

kontro-
ki ba-

kon tro-
ki ba-

li I 
dania 

li I 
dani<l 

li l 
dania 

li t 
dania AQL AQL AQL AQL 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 

Podgrupa Dl - -r S-3; 1,5 S-3; 1.5 
Spra wdzenie od- 5.J, 14 - - - 10 hP<I 10 hPa temperatura narażania, 
porności na nis- zakresy wartości i wa- -
kic ciśnieOle runki pomiaru spraw-
atmosferyczne dzanych w czasie i po 

badaniu parametrów 
elektrycznych 

Podgrupa Dl S-3; 4,0 S-3; 4,0 S-3; 2,5 S-3; 2,5 
Sprawdzenie wy- 5.3.25 rodzaj rozpuszczalnika 
trzymałości na 
rozpuszczalniki 
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cd. tabl. 4 

• Plany i warunki badań 

Metoda Poziom Poziom Pozium Poziom 
bada- jakości I jakości . II jakości III ja kości IV 

Dane wg a rkusza 
Rodzaj badania nia , wg 

poziom pOZIOm pOZIOm poziom szczegółowego 
PN-78/ warun- warun- warun- warun-
T-01515 

kontro-
ki ba-

kontro-
k,i ba-

kontro-
ki ba-

kontro-
ki ba-

li i 
dania 

li i 
dania 

li i 
dania 

li l 
dania 

AQL AQL AQL AQL 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 

Podgrupa 03' ) S-3; 4.0 S-3; 4,0 , S-3 ; 2,5 S-3; 2.5 
Sprawdzenie pa l 5.3.26 rodzaj badania 
nośc i 

. 
Podgrupa 042) - - S-3; 2.5 S-3; 1,5 
Sprawdzenie w~· 5.3.23 - - s topi eń dopuszczalne-
lrzymałości na ·go wzrostu grzybów 
pleśń , - pleś niowych , wymaga-

nia do tyczące uszko-
dzeń powierzchnio-
wych 

Podgrupa DS2
) - - S-3; 25 S-3: 1.5 

Sprawdzenie w~ · 5.3.24 - - 2 d 2 d położeni e elementu w 
trzymałośc i na czasie badania 
mgłę solną 

Znak - oznacza. że bada nia Ole przeprowadza się . 

Nie wypełn io na rubryka w kolumnie - warunki bada nia - oznacza normalne wa runki atmosfe ryczne. 
' ) Badania stosuje się dla wyrobów w obudowach plastykowych. 
2) Badania stosuje si ę przy za mówieniu wyrobów w wykonaniu tropikalnym lub d la klimatu morsk iego . 

5.5. Dostawa elementów po badaniach - wg PN-78/ 6.2. Badania grupy B wg PN-78/T-01515 p. 6.2. 
T-01515 p. 5,5. 

6. POS1ĘPOWANIE W PRZYPADKU , , 6.3. Badania grupy C wg PN-78/ T-01515 p . 6,3 . 
NEGATYWNEGO WYNIKU BADAN 

6.1. Badania grupy A - wg PN-79/T -O 1515 p . 6.1. 6.4. Badania grupy D - wg PN-78/T-0151:S p . 6.4. , 

KON,I EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opra~w.jąca normę - Na ukowo- Produkcyjne Cen­
trum P6lprzew6dników. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-7S/337S-30,OO 
a) doprowadzono pos ta nowienia normy do zgodności z PN-78/ 

T-0 1515, 
b) wprowadzono nową rozszerzoną k lasyfikację jakościową dzie­

lącą elementy na cztery poziomy jakościowe . 

3. Normy związane 
PN. 78/T-O.l 515 Elementy półprzewodnikowe. Ogólne wymagania 

i badania 

PN-78/T-0 1500 Elementy półprzewodnikowe . Nazwy i okreś le n ia 

PN-74/ T-0 1504.00 Elementy półprzewodnikowe . Metody pomia ru 
parametrów tra nzysto rów i diod . Posta nowienia ogólne 

BN-70/3375-1O Elementy półprzewodnikowe. Tra nzysto ry: Podział 

4. Symbol wg SWW - 1156-21 I. 
5. Dotychczas ustanowione arkusze 

Arkusz Ol Tranzystory typu BC 107. BC 108, BC 109 
Arkusz 02 Tranzystory typu BC 177, BC 178, BC 179 
Arkusz 03 Tranzystory typu BC 21 1 BC 211 A 
Arkusi 04 Tranzystory typu BC 313 i BC 3 13A 


